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【装置紹介】 誘導結合プラズマ発光分析装置（ICP-AES） 

Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometer 

概要 

Arプラズマの中へ試料溶解液を導入すると、元素固有の光を発光する。各波長の発光線を半導体検出器で

同時に検出することで、溶液中の ppm（10-6g／g） ～ ppb（10-9g／g）レベルの無機元素を定性定量する。 

 

装置構成 
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得られる情報 

・ ppm ～ ppb レベルの無機元素 

・多元素同時 

性能（検出限界） 

H He

Li Be B C N O F Ne

Na Mg Al Si P S Cl Ar

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

Fr Ra Ac

Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

1ppm以上

0.1～1ppm

0.01～0.1ppm

0.001～0.01ppm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリケーション 

・ゼオライトの組成分析（Ａｌ，Ｓｉ，Na 等） 

・ジルコニア耐火物の組成及び微量不純物分析 

・触媒中の金属元素分析（Pt，Ｃａ等） 

・芒硝製品中の Mg，Ｓｉ，Ｃａ濃度分析 

 

材料キーワード：ゼオライト ジルコニア 触媒 芒硝 

 


